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  	Sie sind hier:
	Produkte ›




	cellZscope ›

	cellZscope+






            
          
              
      
              

                      
              
                


  
  


  
    
  	    cellZscope +
... automatisierte Messung von TEER und Ccl in 24 Einzel-Wells.


  

  
  
  






  
    
  	    Das cellZscope+ misst die Impedanz von barrierebildenden Zellkulturen, die auf durchlässigen Membranen unter physiologischen Bedingungen wachsen, und berechnet automatisch den TEER und den Ccl.

Die wichtigsten Merkmale:

	Volle Kompatibilität mit einer Vielzahl von Standard-Zellkultureinsätzen
	24 Inserts passen in das Zellmodul
	Direkte Ausgabe von: TEER und Ccl der konfluenten Zellschicht
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    Ausführliche Spezifikationen cZs+  


  
    
              	
Maße (L×B×H)


	Controller	26 cm × 6 cm × 27 cm
(10.2 in × 2.4 in × 10.6 in)
	Zellmodul	32 cm × 24 cm × 7 cm
(12.6 in × 9.5 in × 2.8 in)
	Platzbedarf im Inkubator	40 cm × 29 cm × 9 cm
(15.8 in × 11.5 in × 2.8 in)
	
Verbindungskabel


	Länge	150 cm (59 in)
	Querschnitt (B×D)	35 mm × 4 mm
(1.4 in × 0.16 in)
	Üblicherweise kann das Flachbandkabel einfach durch die Vordertür des Inkubators geführt werden.
	
Messparameter


	Frequenzbereich	1 Hz to 100 kHz
	Messdauer für 24 Wells
- Standardauflösung†
- Verringerte Auflösung‡	 
~ 18 min
~ 4 min
	
Zellmodul


	Anzahl Wells	24 (4 Reihen, 6 Spalten)
	6-Well Format	✔
	12-Well Format	✔
	24-Well Format	✔
	
Sonstiges


	Netzteil	100 – 240 Vac; 0.8 A; 47 – 63 Hz
	Mindestanforderungen an den Computer	- QuadCore mit 1.6 GHz Prozessorgeschwindigkeit
- 8 GB RAM
- USB 2.0 port
- SSD
	Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows® 7/8/10/11
	† 1 Hz – 100 kHz, feine Frequenzauflösung
‡ 5 Hz – 100 kHz, grobe Frequenzauflösung

      
      
          

  






  
          Alle verfügbaren cellZscope Modelle
      




  






  
  


  
  
      

      
      

[image: Edelstahltöpfchen fungieren als Wells und sind für Zellkultureinsätze / Inserts vom Typ „24-Well“, „12-Well“ und „6-Well“ erhältlich.]


      
      
    
  
      
    	    Edelstahltöpfchen fungieren als Wells und sind für Zellkultureinsätze / Inserts vom Typ „24-Well“, „12-Well“ und „6-Well“ erhältlich.
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    	    Apikales und basolaterales Kompartiment der Wells im Zellmodul sind einfach zugänglich. Verschieden große Wells lassen sich innerhalb eines Moduls kombinieren.
  

  






  
  
      

      
      

[image: Auch die oberen Elektroden sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.]


      
      
    
  
      
    	    Auch die oberen Elektroden sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. So wird jede Reinigung zum Kinderspiel.
  

  




  






  
  


  
    
  	    Weiterführende Links
  

  
  
  






  
          Kompatible Zellkultur-Inserts
      






  
          Anwendungsbeispiele
      






  
          Funktionsweise
      






  
          Publikationsliste
      






  
          Software
      








  
  

      
  
  

[image: Technical Note 'cellZscope - The Automated Cell Monitoring System']


      
  
  








  
  [image: ]

  Technical Note 'cellZscope - The Automated Cell Monitoring System' (3,2 MiB)
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                        Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen, einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.
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                        Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
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                        Andere Website-Tools, wie z.B. Kartenmodule.
                    

                

                    

    


    

        




        
    



  